
桌上型自动光学检测设备

产品名称 桌上型自动光学检测设备

公司名称 嘉兴至易环保设备有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:hanson
型号:/

公司地址 嘉兴市秀洲区中山西路2889号厂房9幢一楼

联系电话 0573-83985850 13552536475

产品详情

gem compact自动光学检测系统是一款完全创新的轻巧检测方案。安维谱（mvp）的桌上型aoi具有现在配
备以前只有在线系统才有的，不可超越的高性能和高分辩率。gem
compact依靠全面的检测方案，在复杂的检测挑战中有着突破性进展。
安维谱在其所有aoi系统中都使用一种软件平台，并且将在线设备的软件引入到桌上型检测系统gem
compact上。以mvp向导式的易用型编程软件epro以及自动优化（auto-optimize）向导为特色，使得gem
compact是一款高性价比、功能强大的解决方案，用于低产量、高混合以及新产品引进（npi）状况。
拥有在线式aoi性能的桌上型aoi 非常适合于低产量、高混合产品及npi 屡获殊荣的易用型ipro软件
可用于回流焊前后 程序与在线式aoi兼容 较低的拥有成本 主要特点包括： 只有同类系统一半大小
完整的焊点检测 完全兼容mvp在线检测系统，程序可通用 最佳性价比
专有的飞行检测系统为桌上型设备的检测速度带来了质的飞跃 测试速度：
配置一个140万像素照相机，图像采集速度为34m像素/秒
高达32平方厘米/秒（5平方英寸/秒）检测速度，还取决于板的布局、零件密度及视场范围的大小
系统硬件： 最先进技术的大规格彩色照相机 专利的“飞行”图像采集技术 程序控制不同的led灯光
视场范围分辨率17微米/像素 可检测0201 系统软件： 以cad为基础，基于算法库和类型库的编程软件
已证实的高性能、适应性强的算法，具有极高的缺陷检测能力和很低的误报率
完整的网络整合（tcp/ip,nfs协议） 实时统计制程控制（spc）软件包 生成检测报告的实用程序
检测程序更改追踪 第五代成熟的检测软件 多层测试技术，可调灯光亮度 兼容mvp动态制程控制
物理规格： 外形尺762（l）*610(w)*355(h)mm(30*24*14") 重量55公斤（121磅）
最大板尺寸305*406mm（12*16"） 上方元件容许高度：55mm（2"） 下方元件容许高度：38mm（1.5"）
220-240伏，50/60赫兹交流电，10安培 选件： 用于锡膏和回流焊前检测的低灯 条码扫描仪 黑色照相机
缺陷标签打印机 不间断电源（ups）
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